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Validité de la présente publication

Le contenu technique des publications de la CEIl est cons-
tamment revu par la CEl afin qu'il reflete I'état actuel de
la technique.

Des renseignements relatifs a la date de reconfirmation de
la publication sont disponibles aupreés du Bureau Central de
la CEL.

Les renseignements relatifs a ces révisions, a I'établis-
sement des éditions révisées et aux amendements peuvent

Validity of this publication

The technical content of IEC publications is kept under
constant review by the IEC, thus ensuring that the content
reflects current technology.

Information relating to the date of the reconfirmation of the

publication is available from the IEC Central Office.

Information on the revision work, the issue of revised
editions and amendments may be obtained from IEC

étre ohtenus mlprée des Comités nationaux - de la CEl ot National Committees —and  from the fnlln\/uin} IEC
dans Igs documents ci-dessous: sources:

¢ |Bulletin de la CEI * |EC Bulletin

* | Annuaire de la CEI * |EC Yearbook

Publié annuellement
* | Catalogue des publications de la CEI .
Publié annuellement et mis a jour régulierement
Termlinologie
En ce gui concerne la terminologie générale, le lecteur se readers are referred to IEC 50:
reportera a la CEl 50: Vocabulaire Electrotechnique Inter- hich is
nationgl (VEI), qui se présente sous forme de chapi separate chapters each glealing
séparép traitant chacun d'un sujet défini. Deg / Full details of the IEV will be
compldts sur le VEI peuvent étre obtenus sur dexgande See also the IEC Mult{lingual
Voir édalement le dictionnaire multilingue de la CEl.
Les tefmes et définitions figurant dans la présente and definitions contained in the present publi-
cation [ont été soit tirés du V ave either been taken from the IEV or have been
approuvés aux fins de cette publicg specijically approved for the purpose of this publication.
SymQ raphical and letter symbols
Pour 19 For graphical symbols, and letter symbols and signs
signes approved by the IEC for general use, readers are refg¢rred to
consul publications:
— |EC 27: Letter symbols to be used in elgctrical

élg technology;

- — |EC 417: Graphical symbols for uye on

su equipment. Index, survey and compilation |of the

fedi single sheets;

- — |EC 617: Graphical symbols for diagramg;
et pourlles appateils électromédicaux, and for medical electrical equipment,

- |laYCEl 878: Symboles graphiques pour — |EC 878: Graphical symbols for electromedical

équipements électriques en pratique médicale.

Les symboles et signes contenus dans la présente publi-
cation ont été soit tirés de la CEl 27, de la CEIl 417, de la
CEI 617 et/ou de la CEI 878, soit spécifiquement approuvés
aux fins de cette publication.

Publications de la CEI établies par le
méme comité d'études

L'attention du lecteur est attirée sur les listes figurant a la fin
de cette publication, qui énumerent les publications de la
CEl préparées par le comité d'études qui a établi la
présente publication.

equipment in medical practice.

The symbols and signs contained in the present publication
have either been taken from IEC 27, IEC 417, IEC 617
and/or IEC 878, or have been specifically approved for the
purpose of this publication.

IEC publications prepared by the same
technical committee

The attention of readers is drawn to the end pages of this
publication which list the IEC publications issued by the
technical committee which has prepared the present
publication.
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COMMISSION ELECTROTECHNIQUE INTERNATIONALE

COMPOSANTS ELECTROMECANIQUES POUR EQUIPEMENTS
ELECTRONIQUES - PROCEDURES D’ESSAI DE BASE
ET METHODES DE MESURE —

Partie 11: Essais climatiques —
Section 14: Essai 11p — Essai de corrosion dans le flux d’'un gaz
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Il est prévu que cette norme compléete remplacera les essais de la CEIl 130-1.

Le texte de cette norme est issu des documents suivants:

FDIS Rapport de vote

48B/494/FDIS 48B/543/RVD
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oint.

Le rapport de vote indiqué dans le tableau ci-dessus donne toute information sur le vote ayant
abouti & I'approbation de cette norme.
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FOREWORD

1) The IEC (International Electrotechnical Commission) is a worldwide organi

all| national electrotechnical committees (IEC National Committees).

international co-operation on all questions concerning standardizatiop™

this end and in addition to other activities, the IEC publishes Ind

enfrusted to technical committees; any IEC National Committee_i

pafticipate in this preparatory work. International, governmer

with the IEC also participate in this preparation. The IEC col

for] Standardization (ISO) in accordance with conditions

ordanizations.
2) The formal decisions or agreements of ¢he

international consensus of opinion on the re

from all interested National Committees.
3) The

of p
4) In |order to promote intern

Stgndards transparently to\the

divergence between the

indicated in the latter.
5) The IEC provideg’ ne

egpipment declared to
6) Attention is drawn to

of
Intern 1-14 has been prepared by subcommittee 48B: Connectg
IEC ctromechanical components and mechanical structure
elect
This § hbe Used in conjunction with I[EC 512-1
The qomplete standard will include other tests according to the general plan given in Appern
of IEC542-1. These additional tests will be issued as they become available.

INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION

ELECTROMECHANICAL COMPONENTS FOR
ELECTRONIC EQUIPMENT — BASIC TESTING PROCEDURES
AND MEASURING METHODS -

Part 11: Climatic tests —
Section 14: Test 11p — Flowing single gas corrosion test

prising
omote
ds. To
tion is
ith may
iaising
zation
e two

ijle, an

htation

e form

ptional
. Any
clearly

or any

gubject

rs, of
s for

dix A

It is intended that this complete standard will supersede the tests in IEC 130-1.

The text of this standard is based on the following documents:

FDIS Report on voting

48B/494/FDIS 48B/543/RVD

Full information on the voting for the approval of this standard can be found in the report on
voting indicated in the above table.
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COMPOSANTS ELECTROMECANIQUES POUR EQUIPEMENTS
ELECTRONIQUES — PROCEDURES D’'ESSAI DE BASE
ET METHODES DE MESURE -
Partie 11: Essais climatiques —
Section 14: Essai 11p — Essai de corrosion dans le flux d’'un gaz

1 Daomaine d’application et objet
La présente section de la CEl 512-11 est utilisée, lorsque la spécif' [ articuliére le
presdrit, pour essayer les composants électromécaniques du domain [ du cpmité
d'étufles 48 de la CEIl. Cet essai peut aussi étre effectué sur de imilaires
lorsgl’une spécification particuliére le prescrit.
L’'obje oux évaluer les pffets
d'une ation\spécifiée d¢ gaz
polluants. Cet essai n'est pas destiné & étre suivi pa striques. Ceperndant,
lorsq ie ai peut étrensuivi par l'essai 1a (expmen
visue millivolts), I'esspi 2b

(résis
contg
la CE

Les d

quiy \ g pour la présente section de la CEIl 51
Au mpment de la publicatio 5 |n'uees étaient en vigueur. Tout document no
est spjet a rews@ i x accords fondés sur la présente section
CEIl %12-11 sont possibilité d'appliquer les éditions les plus réc
des @ aprés. Les membres de la CEl et de I''SO posséd

regis

CEl 4
sulfu

CEI 6

sulfufé

CEl ¢

variation de la résistan

dispositions qui, par la suite de la réfé

ironnement — Partie 2: Essais — Essai Kc: Essai a l'anh)

Ce de
dans

rence
2-11.
matif
de la

dcentes

bnt le

dride

gene

bsal a

8:2-49: 1983, Essais d’environnement — Partie 2: Essais — Guide pour 'essai Kc: E:

I'anh}

ol al LE£, £ + + H
urrac ouirdrcuAx poudr Lurrtatts T©U CUTITITATUTTS

CEI 512-2: 1985, Composants électromécaniques pour équipements électroniques; procédures
d'essai de base et méthodes de mesure — Partie 2: Examen général, essais de continuité
électrique et de résistance de contact, essais d’isolement et essais de contrainte diélectrique

CEI 512-7: 1993, Composants électromécaniques pour équipements électroniques,; procédures
d'essai de base et méthodes de mesure — Partie 7: Essais de fonctionnement mécanique et
essais d'étanchéité

CEIl 721-3-3: 1994, Classification des conditions d’environnement — Partie 3: Classification des
groupements des agents d’environnement et de leurs sévérités — Section 3: Utilisation a poste
fixe, protégé contre les intempéries
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1S

ELECTROMECHANICAL COMPONENTS FOR
ELECTRONIC EQUIPMENT — BASIC TESTING PROCEDURES
AND MEASURING METHODS -

Part 11: Climatic tests —
Section 14: Test 11p — Flowing single gas corrosion test

ope and object

This |section of IEC 512-11, when required by the detail specificatio sting
electjomechanical components within the scope of IEC technical com may
also be used for similar components when specified in a detail speci

The ¢bject of this test is to define standard test methods to a rolled
corropion in industrial atmospheres, in specified concentrg S not
intengled to be followed by electrical tests. However, whe Ation,
this test may be followed by test 1a (visual examinatiop 2 Qnta egistance — millivolt
level ntact
resist ed in
IEC 5

2 N

The v text,
consfitute provisions of NAt the time of publication, the editions
indicated were valid. Al afe subject to revision, and partigs to

agregments based on this section

of ap

IEC 6 : al testing — Part 2: Tests — Test Kd: Hydrogen sulphide tg
contg o]

IEC 68-2-49 Environmental testing — Part 2: Tests — Guidance to Test Kc: St
dioxifle test for'contacfts and connections

IEC p12<2: 1985, Electromechanical components for electronic equipment; basic te

plying the mast re
IEC gnd I1SO m

IEC 68-2-42: 1982 K
contdcts and confqecton

Are encouraged to investigate the poss

ibility
brs of

st for

st for

Iphur

PSting

procedures and measuring methods — Part 2: General examination, electrical continuity and
contact resistance tests, insulation tests and voltage stress tests

IEC 512-7: 1993, Electromechanical components for electronic equipment; basic testing
procedures and measuring methods — Part 7: Mechanical operating tests and sealing tests

IEC 721-3-3: 1994, Classification of environmental conditions — Part 3: Classification of groups
of environmental parameters and their severities — Section 3: Stationary use at
weatherprotected locations
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3 Préparation du spécimen
Le spécimen doit étre monté et cablé conformément a la spécification particuliére.

Quand la spécification particuliére le requiert, le spécimen doit étre manoeuvré le nombre de
fois spécifié avant I'essai.

Pour chaque essai, la spécification particuliére doit préciser I'état et la sévérité pour le
composant, par exemple s'il est accouplé ou désaccouplé, actionné ou non.

NOTE - Lorsqu |I ya plusieurs spécimens, il est recommandé de diviser les spécimens en deux groupes pour

différentes—conditons:

4 Méethodes d’essai

Cet €lssai doit étre effectué conformément a la:

— |CEl 68-2-42 Essai Kc: Essai a I'anhydride sulfureux poyr contagts\et ¢ exions|;
— |CEl 68-2-43 Essai Kd: Essai a I'hydrogéne sulfurépourcqQniasts et sonnexions;

— |CEIl 68-2-49 Guide pour I'essai Kc: Essai a |'a i pour contacts el
connexions.

4.1 Bévérité de l'essai

La sdvérité de I'essai, qui doit étre donns ; ifica ipplicable, est définie par}

— |la température;
— [I’humidité relative;

<>

Méthode \G\az ollu}n/t\ sévérité 1 1) Sévérité 2 2)
A \ \SQZ 1 max 10 max (antérieurement: Kd)
B\ \ \ \Q} 0,1 max 1 max (antérieurement: Kd

hodes proposées

2 Rourtoute méthodes: température: (250u 30+ 1) °C;
humidité relative: (75 + 3) %;
durée: 4, 10 ou 21 jours.

3 Comme la nature de I'agressivité est différente entre les méthodes A et B, aucune comparaison
entre ces deux méthodes ne doit étre faite.

4 A l'avenir, d’autres méthodes pourront étre ajoutées aprés qu'une expérience suffisante aura
été acquise.

5 La condensation sur les spécimens et sur I'’équipement d’essai doit étre évitée.

1) CEIl 721-3-3 classe 3C1
2) CEIl 721-3-3 classe 3C2
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3 Preparation of the specimen
The specimen shall be prepared and mounted in accordance with the detail specification.

When required by the detail specification, the specimen shall be operated the number of times
specified prior to the test.

For each test carried out, the detail specification shall specify the condition and the severity of
the component, for example operated or non-operated, mated or unmated.

NOTE - In case of several specimens, it is recommended to divide the specimens in two groups with different

T
copettotrs:

4 Tdst methods

The test shall be carried out in accordance with:

— |IEC 68-2-42 Test Kc: Sulphur dioxide test for contacts arnd co
— |IEC 68-2-43 Test Kd: Hydrogen sulphide test for contact
— |IEC 68-2-49 Guidance to test Kc: Sulphur diox

4.1 Beverity of the test
The test severity, to be given in the re

— |type and concentration of polluting ge
— [temperature;

— [relative humidity;

— |duration of exposure.

able:l > Methods proposed

Method /\\Bo%n}ggvas\ > Severity 1 1) Severity 2 2)
A \ S\&& ) 1 max 10 max (previous test: Kc)

B/\ \ I& 0,1 max 1 max (previous test: Kd)

2 Forza : temperature: (25 0r 30 £ 1) °C;
relative humidity: (75  3) %j;
duration: 4, 10, or 21 days.

3¥ Since the nature of aggressivity is different with methods A and B, no comparison between
these methods shall be made.

4 Other methods may be added in the future after sufficient experience has been gained.
5 Condensation on the specimens and on the test equipment shall be avoided.

1) IEC 721-3-3 class 3C1
2) IEC 721-3-3 class 3C2
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5 Examen final

1996

A la fin de I'essai ci-dessus, les spécimens doivent étre examinés en accord avec les essais
suivants:

examen visuel (essai 1a de la CEl 512-2 [CEI 512-1-1]%);

résistance de contact (essai 2a ou essai 2b de la CEl 512-2 [CEI 512-2-1 ou CEIl 512-2-2]%);

résistance d’isolement (essai 3a de la CEIl 512-2 [CEI 512-3-1]*);
tension de tenue (essai 4a de la CEIl 512-2 [CEI 512-4-1]%);

essais de fonctionnement mécanique de la CEl 512-7, en accordant une attention

pdrticuliére aux points suivants:

6 Details a spécifier

a) craquage;
b) délamination;

Lorsque cet essai est requis par la spécification partig
spéciffiés:

a)| méthode de préparation, de montage et de

b)| préconditionnement des spécimé

c)| sévérité, type, concentration et temsg

d)| mesures initiales;

e)|exigences;

f) [durée de I'exposition;

g9)
h)

mesures finales;

toute déro 3

grmalisée.

I étre

* Numéro de publication de la future édition.
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5 Final examination

Upon completion of the above test, the specimens shall be examined in accordance with the
following tests, if applicable:

following details:

6 De¢tails to be specified

When this test is required by the detail specification, thefo ) 3 shatl be specifiegl:

a)
b)
c)
d)

f)
9)
h)

visual examination (test 1a of IEC 512-2 [IEC 512-1-1]%);

contact resistance (test 2a or test 2b of IEC 512-2 [IEC 512-2-1 or IEC 512-2-2]*%);
insulation resistance (test 3a of IEC 512-2 [IEC 512-3-1]%);

voltage proof (test 4a of IEC 512-2 [IEC 512-4-1]");

and with the mechanical operating tests of IEC 512-7, with particular attention to the

a) cracking;
b) delamination;

¢) pitting of exposed metal surfaces.

initial measurements;
requirements;

duration of exposure
final measuremeixs;

any deviatioi fro

* Publication number of the planned future edition.
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I EC Standards Survey

We at the IEC want to know how our standards are used once they are published.

The answers to this survey will help us to improve IEC standards and standard related

information to meet your future needs

Would you please take a minute to answer the survey on the other side and mail or

fax to:

Customnjer Service Centre (CSC)

Interndtional Electrotechnical Commission
3, rue de Varembé
Case ppstale 131

1211 Geneva 20
Switzenand

or

Fax to:|CSC at +41 22 919 03 00

Thank you for your contribution to the

Ne pas affr

Non affran
No stamp

L]

Nicht frankieren

hnchir

Care
equired

@ REPONSE PAYEE
SUISSE

Customer Service Centre (CSC)
International Electrotechnical Commission
3, rue de Varembé

Case postale 131

1211 GENEVA 20

Switzerland
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1.
No. of IEC standard:

7.

Please rate the standard in the following
areas as (1) bad, (2) below average,
(3) average, (4) above average,

(5) exceptional, (0) not applicable:

Tell us why you have the standard.
(check many as apply). | am:

clearly written
logically arranged

information given by tables

OooOoOooOoao

13.

If you said yes to 12 then how many
volumes:

14.

Which standards organizations
published the standards in your
library (e.g. ISO, DIN, ANSI, BSI,

LI the buyer illustrations )
etc.):
O the user technical information
O alibrarian 8.,
0l aresearcher I would like to know how | can legally 15.
n enaineer reproduce this standard for: o
L an enginee P ) My organization supports the
[0 asafety expert [0 internal use standards-making process (check as
O involved|in testing [0 sales information many as appry):
O with a gpvernment agency O product demonstration
O inindus{ry O other....cccooiiiiiii,
O other.. |, 9.
3 In what medium of standard does your

This standard|was purchased from?

organization maintain most of its
standards (check one):

O paper
------------------------------------------------------ O microfilm/microfiche
1 00 mag tapes My~argapization uses (checkjone)
This standard| will be used O CD-ROM French text only
(check as mahy as apply): O flopp k .
O for referpnce O onlin English te.xt only
O in a starfdards library o [0 Both English/French text
[0 to develpp a new product If your organization. curreqtiyxmaintains 17.
N part or all of its standards tgllegion in Other comments:
[0 to write ppecifications 2 Nedae indidate the
[d tousein atender :
[J for eductional purposes
D foralawsuit = A U 7 YIN fulNeXxt\N. O NU b
O for quality assessmen@
[0 for certification iyh does your organization
[0 for genefal information aintain its standards collection ]
] e (check all that apply):
[J for design purpose
O for test Paper
or testi
g microfilm/microfiche
O other...|.... oG N o xal o U 0
\ [0 mag tape
5. O CD-ROM 18.
This standard| will be used i [0 floppy disk Please give us information alpout you
with (check a$ many*as*apply): [0 online and your company
- IEC 10A. name
O iso N 00O O namel..efe
For electronic media which format will be
0 corporate chosen (check one) OB I et
[0 other (published by................... ) [0 raster image
O other (published by.................. ) O full text COMPANY: 1ttt eeeeeeeiiiie e e eeeeeeeens
O other (published by................... ) 11. AAATESS: oo

6.

This standard meets my needs
(check one)

not at all
almost

fairly well

ooood

exactly

My organization is in the following sector
(e.g. engineering, manufacturing)

12.

Does your organization have a standards
library:

O vyes
O no
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I EC Enquéte sur les normes

La CEIl se préoccupe de savoir comment ses normes sont accueillies et utilisées.

Les réponses que nous procurera cette enquéte nous aideront tout a la fois & améliorer nos
normes et les informations qui les concernent afin de toujours mieux répondre a votre attente.

Nous aimerions que vous nhous consacriez une petite minute pour remplir le questionnaire

joint qUE NOUS VOUS INVITONS a retourner au:

Centre [du Service Clientele (CSC)
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1.
Numéro de la Norme CEl:

7.

Nous vous demandons maintenant de donner
une note a chacun des critéres ci-dessous

(1, mauvais; 2, en-dessous de la moyenne;
3, moyen; 4, au-dessus de la moyenne;

5, exceptionnel; 0, sans objet)

13.

En combien de volumes dans le cas
affirmatif?

[Od clarté de la rédaction 14.

Pourquoi possédez-vous cette norme? Il - d lisati

X ; h . [0 logique de la disposition Quelle organisations de normalisation ont

(plusieurs réponses possibles). Je suis: 91 . p. publiées les normes de cette bibliothéque

O racheteur [0 tableaux informatifs (ISO, DIN, ANSI, BSI, etc.):

[0 [lutilisateur [ illustrations

O bibliothécaire O informations techniques oo

[d chercheur 8. 15.

L Jaimerais savoir comment ie peux Ma société apporte sa contribution a
O ingénieur jep Iélaboration d |
o reproduire légalement cette norme pour: elaboration des normes par [es
[0 expert en sécurité _ i moyens suivants
O chargé ¢'effectuer des essais — T _ (PIUSTEUTS TEPOTISES POSSTOIE):
; o [0 des renseignements commerciaux
[d fonctionhaire d’Etat ] ‘ ‘ O s marbe
. . [0 des démonstrations de produit

O dans lidustrie 0 Normes
[0 autres.....cc.cccoeeveiiiiieeennnn.

D AULIIES .. | d’organi_
9. alisation

3.

Ou avez-vous| acheté cette norme?

Comment cetfe norme sera-t-elle uti-
lisée? (plusiefirs réponses possibles)

Quel support votre société utilise-t-elle
pour garder la plupart de ses normes?

papier
microfilm/microfiche
bandes magnétiques
CD-ROM

disquéttes
abonnement\q uhservelr électronique

qualit embre de
it alisatig

=]

¢é utilise (une seule[réponse)

des normes en francais s¢ulement

des normes en anglais seplement

[ comme feférence
L des normes bilingues anglais/
[J dans ung bibliothéque de normes 9A. francais
[d pour développer un produit nouveau 17
[d pour rédiger des spécifications _
N o Autres observations
[d pour utiligation dans une soumission
[0 adesfils éducatives [N\ N\U  lignepat®gned. /b
[ pour unprocés
[0 pour ung évaluation dela gualit¢ %o N~ ~ ~
O  pourlagertification ¢ N\ ¥\ Surguels Supgorts votre SOCIEtE Prévoit-  .o.oooeeeevvevveivevreeeeneereeeeeee e
[0 atitre dfnformation gé
O pour uné étude de AT TR Es PR B
papier
[0 pour eff¢ctuer de§ essa L L
microfilm/microfiche e b,
O autres..|.....Z. >0 \oxelonn.. »
\ [Od bandes magnétiques 18
S. 0 CD-ROM Pourriez-vous nous donner gpelques
Cette norme egt-elle appélée [0 disquettes informations sur vous-mémeg et votre
i0i ) . . . société?
conjointement pvec d'autres normes? O abonnement & un serveur électronique
Lesquelles? (p|usieuts reponses possibles):
0 CEl 10A. NOM ceiiiiiiiiieiieeenee e b
0O 1so Quel format serait retenu pour un moyen _
électronique? (une seule réponse) fonction.......ooocoiii
[0 internes a votre société [0 format tramé . e
i4 nom de la SOCIété .........ocovevvviinnennnn.
[0 autre (publiée par).........cc.co.... O texte intégral
[0 autre (publiée par).... 11. AddresSSe ..o
autre (publiée par).........cc.c.uen.
. (P par) A quel secteur d'activité appartient votre société?
5 (par ex. ingénierie, fabrication) e
Cette norme répond-elle & vos besoins? T
12.
O pas du tout
O a . Votre société possede-t-elle une e
a peu pres bibliothéque de normes?
[ assez bien 0 oui nombre d’employés.............ccooveeeennnn.
L parfaitement 0 Non chiffre d’affaires:...............................
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Publications de la CEI préparées IEC publications prepared

par le Comité d’Etudes n° 48 by Technical Committee No. 48

130:- Connecteurs utilisés aux fréquences jusqu'a 3 MHz. 130: — Connectors for frequencies below 3 MHz.

130-0 (1970)  Partie zéro: Guide concernant les renseignement$30-0 (1970) Part 0: Guide to drawing information in detail
devant étre fournis par les dessins des spécifications specifications.
détaillées.

130-1 (1988)  Premiére partie: Régles générales et méthodes dE30-1(1988)  Part 1: General requirements and measuring methods.
mesure.

130-2 (1965) Deuxieme partie: Connecteurs pour récepteurs dd30-2 (1965)  Part 2: Connectors for radio receivers and associated
radiodiffusion et équipements électroacoustiques sound equipment.
similaires. Amendment No. 1 (1969).
Modification n°® 1 (1969).

130-3 (1965) Troisieme partie: Connecteurs pour piles. 130-3 (1965) Part 3: Battery connectors.

130-4 (1964)  Quatrieme partie: Connecteurs circulaires multip6les130-4 (1966) Part 4: Circular multipote_connéctors| with threaded
avec accouplement par vis. coupling.

130-4A (1970) Premier complément. 130-4A (1970)

130-5 (1964) Cinquieme partie: Connecteurs rectangulaires130-5 (1966) : i Redtors with blade
multipdles avec contacts a lames.

130-6 (1969) Sixieme partie: Connecteurs miniatures 130-6 (1965) : ni multipole connectors
rectangulaires multipdles avec contacts a lames. ajth &

130-7 (1971)  Septieme partie: Connecteurs circulaires multipdlesl30-7 (1971) A\CijrcUlar multipole connectors \ith bayonet or
avec accouplement du type baionnette ou «push-
pull».

130-8 (19764)  Huitieme partie: Connecteurs concentriqgues pourl30-8§
circuits audio de postes de radio.

Atric connectors for afidio circuits in

racio receivers.
rt 9: Circular connectors for radio Jand associated

otnd equipment.
Amepgidment 1 (1993).
endment 2 (1995).

130-9 (1989) Neuviéme partie: Connecteurs circufaikes pod

appareils de radiodiffusion et ‘gguipene
électroacoustiques associés.
Amendement 1 (1993).
Amendement 2 (1995).
130-10 (1991) Dixieme partie: Connecteurs pour le branche a30 ) Part 10: Connectors for coupling an external low-
i &qui S voltage power supply to portable [entertainment
equipment.
ORtactd30-11 (1971) Part 11: Edge socket connectors with|closed ends and
having a contact spacing of 2.54 mm (0.1 in) mating
in), either with board mounted connectdrs or printed

une source extérieure bdsse tensiomd
wiring boards with edge board contactq.

130-11 (1911)
écartement cOntacts éga
s'accoupla j

plaguette a i
plaquettes de ca i a
130-11A (1975) Premier S : ecteurs / multirangéesl30-11A (1975) First supplement: Multi-row board meunted printed

n-€cartement des circuit connectors having contact and termination
une grille carrée de spacing on a 2.54 mm (0.1 in) square drid.
130-12 (1916) iet artie:).Connhgcteurs de liaison et d'essai. 130-12 (1976) Part 12: Link and test connectors.

130-15 (1915) Cgnnecteurs ultra-miniatures130-15 (1975) Part 15: Ultra-miniature board-moyinted printed-
impfimés ayant un écartement des wiring connectors having a staggered ¢ontact spacing

contacts de<l,27 myn (0,05 in). of 1.27 mm (0.05 in).

130-16 (1976) sSeizieme partie? Connecteurs montés sur carte pout30-16 (1976) Part 16: Printed circuit board mounted connectors
circlits imprimés a deux rangées de contacts et de with two rows of staggered contacts arjd terminations
sorties en quinconce écartés de 2,54 mm (0,1 in). with spacing of 2.54 mm (0.1 in).

131: — Interrupteurs a levier. 131: — Lever switches.

131-2 (1963) Deuxiéme partie: Prescriptions pour les interrupteursli31-2 (1963) Part 2: Requirements for switches of Type 1, slow-
de type 1, a fermeture et a rupture non brusque. make, slow-break.

131-3 (1969)  Troisiéme partie: Prescriptions pour les interrupteurs131-3 (1969) Part 3: Requirements for switches of Type 2, quick-
du type 2, a fermeture et a rupture brusque make quick-break (toggle switches).

(interrupteurs a bascule).

132: — Commutateurs rotatifs (a faible intensité nominale). 132: — Rotary wafer switches (low current rating).

132-1 (1962)  Premiére partie: Régles générales et méthodes dE32-1 (1962) Part 1: General requirements and measuring methods.
mesure.

132-1A (1973) Premier complément. 132-1A (1973) First supplement.

132-2 (1963) Deuxiéme partie: Commutateurs rotatifs a fixation 132-2 (1963) Part 2: Rotary wafer switches with central mounting.
centrale.

132-2A (1965) Premier complément. 132-2A (1965) First supplement.

(suite) (continued)
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